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Przedmiotem wynalazku jest sposéb kompen-
sacji wspoélczynnika temperaturowego komér jo-
nizacyjnych pracujacych w ukladzie réznicowym.

Spos6b ten moze byé zastosowany w przyrza-
dach stuzgcych bezposrednio do pomiaru promie-
niowania jonizujgcego lub w przyrzadach mie-
rzacych za poSrednictwem promieniowania jonizu-
Jacego inne wielkosci fizyczne jak grubo$é ma-
terialéw arkuszowych i.t.p.

W dotychczas stosowanych ukladach podobnego
typu utrzymuje sie staly wspétlczynnik tempera-
turowy przez zastosowanie termostatu, co podraza
koszt aparatury i czyni ja bardziej skompliko-
wang w poréwnaniu z ukladem bedgcym przed-
miotem patentu. Innym sposobem jest =zastoso-
wanie kompensatora sygnalu wyjsciowego, ale sg
to urzagdzenia do§é skomplikowane i drogie.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad

i niedogodno$ci podanych wyzej sposobéw kom-
pensacji wspotczynnika temperaturowego.
- Cel ten zostal osiggniety w ten sposéb, ze przez
dobér materialu plytki kompensacyjnej reguluje
sie prad komory kompensacyjnej do wartoSci
przy ktérej wspdlczynnik temperaturowy zbliza
sie do zera.

Wynalazek zostanie blizej oméwiony na przy-
‘kiadzie schematu przedstawionego na zalgczo-
nym rysunku. Zrédla promieniowania jonizujgce-
8o beta 3 i 4, znajdujgce sie w oslonach s3
umieszczone pod komorami 1, 2 w ten sposob, ze
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wigzki promieniowania sg skierowane na prébke
mierzonag 5 i plytke kompensacyjng 6. Wigzki
promieniowania odbitego wpadaja do komér jo-
nizujacych, ktére sg spolaryzowane #Zrédlami na-
piecia stalego polaczonymi réinymi biegunami
wzgledem masy. Komory jonizacyjne mogg mieé
rézne wspo6iczynniki termiczne ze wzgledu na typ
komory, geometrie pomiaru, rézng polaryzacje lub
inne czynniki. '

Warto§é pradéw w iobu komorach dobiera sie
tak, aby roéznica tych pradéw w funkcji tempe-
ratury byla stala. Uzyskuje sie to przez dobranie
plytki kompensacyjnej 6. Suma pradéw stalych
powstatych w komorach jonizacyjnych powoduje
na oporze wejSciowym 7 elektrometru 8 spadek
napigcia, ktéry z kolei okreSla warto§é napiecia
wyjSciowego. Warto§é tego napiecia ze wzgledu
na dobér pradu w komorze kompensacyjnej od-
biega od wartoéci. napiecia wyjsciowego koniecznej
ze wzgledu na standaryzacje tegoz napiecia. Aby
uzyska¢ warto§¢é napiecia wyjSciowego odpowia-
dajacego standartowej, zastosowano kompensacyj-
ne zrédlo napiecia 9. i

Pilytke kompensacyjng z metalu lub innego ma-
terialu o grubo$ci nie mniejszej od grubo$ci na-
sycenia dobiera sie dla kazdej probki mierzonej.
Jezeli ptytka nie moze zostaé wykonana z jednego
materialu, to wykonuje si¢ ja z dwéch lub wigk-
szej ilo§ci materialéw dla uzyskania kompensacji
termicznej. Czy plytka zostala dobrze wykonana
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sprawdza si¢ w ten sposob, ze bada sie prad wyj-
§ciowy komér w funkcji zmian temperatury ich
otoczenia. Zgodnie z zaloZeniem przyrost pradu
w funkcji temperatury ma byé zblizony do zera.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb kompensacji wspdlczynnika temperatu-
rowego komoér jonizacyjnych pracujacych w ukia-
dzie roznicowym jako detektor promieniowania
beta rozproszonego przy czym na jedng z komér
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pada strumien promieniowania beta odbity od
prébki mierzonej, a na drugg komore-kompensa-
qyjna. strumienn beta odbity od piytki kompensa-
cyjnej znamienny {fym, ze przy pomocy plytki
kompensacyjnej (6) dobranej z jednego lub wigk-
szej ilo§ci materialéw reguluje sie strumien pro-
mieniowania beta padajgcego na komore kom-
pensacyjng (2), a tym samym reguluje sie prad
tej komory do warto$ci, przy ktérej wspélczyn-
nik temperaturowy obu komoér (1, 2) osigga war-
tos¢é zblizong do zera.
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